Zalacznik Nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa wraz z zainstalowaniem 2 urzadzen laboratoryjnych.
Zamawiajacy ze wzgledu na roznicg parametréw technicznych i réznorodno$§¢ w zastosowaniu
sprzgtu, dokonal podziatu przedmiotu zamowienia na 2 czeSci i kazda z nich dotyczy innego
urzadzenia wskazanego w ponizszym wykazie. Wykonawca moze ztozy¢ oferte na wybrang czgsé
przedmiotu zamowienia lub na obie czesci tacznie:

1. Dostawa i instalacja spektrometru fluorescencji rentgenowskiej ED-XRF — 1 sztuka,

2. Dostawa i instalacja wagi analitycznej — 1 sztuka.

Ponizej zamieszczona jest specyfikacja techniczna wymaganych minimalnych parametrow

technicznych sprzgtu. Dostawa obejmuje réwniez zainstalowanie 1 uruchomienie sprzetu

W pomieszczeniach laboratorium. Zamawiajagcy dopuszcza zlozenie ofert rownowaznych,

0 parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane w tabelach 11 2.

Warunki dostawy

1. Sprzedajacy zobowigzuje si¢ do dostarczenia (w tym wniesienia), zainstalowania aparatury
analityczno-badawczej, w pomieszczeniach wskazanych w siedzibie Laboratorium Celno-
Skarbowego w Gdyni przy ul. Potnocnej 9A. Oferowany sprzet musi by¢ zasilany pradem
jednofazowym o napigciu -230 V+/-10%, 50 - 60 HZ.

2. Sprzedajacy zobowiazuje si¢ do sprawdzenia prawidlowos$ci dziatania dostarczonej aparatury
analityczno-badawczej i jej przetestowania.

3. Sprzedajacy zobowigzuje si¢ do S$wiadczenia uslug w ramach gwarancji, serwisu i ustug
pogwarancyjnych.

4. Sprzedajacy zobowiazuje si¢ do dostarczenia oferowanej aparatury analityczno-badawczej,
w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 r.

5. Sprzedajacy ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostawg, instalacja oraz sprawdzeniem aparatury
analityczno-badawczej.

6. Sprzedajacy dokona zgtoszenia do odbioru w miejscu dostawy po:

« Instalacji i przetestowaniu poprawnosci dziatania aparatury analityczno-badawczej,

+ dostarczeniu wyposazenia dodatkowego oraz materiatoéw eksploatacyjnych,
przeprowadzeniu szkolenia (w jezyku polskim) uzytkownikéw w zakresie: funkcjonowania,
obstugi i drobnych napraw (wymiany materiatéw zuzywalnych), przestrzegania zasad
bezpieczenstwa pracy,

- dostarczeniu przewidzianej przez producenta dokumentacji technicznej (dopuszczalnie w jez.
angielskim) oraz instrukcji obshugi w jezyku polskim i oryginalnym.

7. Minimalny okres gwarancji dla dostarczonej aparatury analityczno-badawczej wskazano
w Tabelach charakterystyki 1 wymagan parametrow dla poszczegélnych urzadzen
laboratoryjnych. Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru przedmiotu zamowienia bez
zastrzezen.

8.  Warunki gwarancji sg okreslone we wzorze umowy.



Cze$¢ pierwsza zamowienia

Charakterystyka i tabela wymagan parametrow spektrometru fluorescencji

rentgenowskiej ED XRF

Parametr

Charakterystyka/ Minimalne wzmagania

Ilos¢

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersja
energii umozliwiajacy analiz¢ jakosciowg oraz ilosciowa
sktadu pierwiastkowego dowolnych probek w postaci
statej, ciektej i proszkéw. Model stacjonarny, stotowy,
bez dodatkowych mediéw chtodzacych:

- umozliwiajacy wykonanie analizy bezwzorcowo,
- sterowany za pomoca komputera zewnetrznego,

- posiadajacy system zabezpieczen uniemozliwiajacy
narazenie uzytkownika na bezposrednie dziatanie
promieniowania jonizujgcego,

- posiadajacy deklaracje zgodnosci CE.

1

1.1.

Zasilanie

Jednofazowe, ~230 V+/- 10%, 50- 60 HZ

1.2

Zakres pomiarowy

Od wegla do ameryku (C-AM)

1.3

Lampa

- anoda RH lub Ag lub Pd ,

- wzbudzenie za pomocg lampy rentgenowskiej o napieciu
co najmniej 50 kV,

-mozliwos$¢ osiggnigcia maksymalnego pradu wzbudzenia
nie mniejszego niz 3mA,

- moc co najmniej 15W,
- bez konieczno$ci zewnetrznego chlodzenia,

- minimum 6 filtréw pomiarowych.

1.4

Detektor

- jeden poétprzewodnikowy detektor krzemowy (SDD) dla
catego zakresu pomiarowego,

- chtodzony efektem Peltiera,
- rozdzielczo$¢ nie gorsza niz 145 eV,
- zakres detekcji dla wigkszo$ci pierwiastkow <10 ppm,

- analizator wielokanatowy posiadajacy co najmniej 4000
kanatow.

1.5

Uktad pomiarowy

- automatyczny podajnik prébek na minimum 10 pozyciji,
- obracanie probek podczas pomiaru,
- z uktadem przeplukiwania helem,

- umozliwiajacy pomiar probek statych i ciektych w
naczynkach, sprasowanych do pastylek lub stopionych do




postaci dysku o $rednicy ok. 34 mm,

-umozliwiajacy wykonywanie pomiaréw nieniszczacych
dla wigkszosci probek o wymiarach co najmniej 10cm x
20cm.

1.6 | Oprogramowanie - w jezyku polskim lub angielskim,
- umozliwiajace sterowanie pracg spektrometru,
gromadzenie, przetwarzanie i analiz¢ danych
pomiarowych,
- umozliwiajace analize wzorcowa i bezwzorcowa
pierwiastkow w oparciu o parametry fundamentalne,
- uwzgledniajace korekcje temperatury i cisnienia,
- zapewniajace korekcje matrycowa,
- z mozliwo$cia tworzenia raportdw z pomiarow.
2.0 | Wyposazenie dodatkowe
2.1 | Naczynka pomiarowe | stosowane w wyspecyfikowanym aparacie 500 szt.
wraz z folig
uniwersalng
2.2 | Forma - do sporzadzania tabletek o $rednicach zgodnych z minimum
wymaganiami urzadzenia (np. 32 mm, 40 mm), 1 szt.
-z niezbgdnym wyposazeniem dodatkowym.
2.3 | Certyfikowany - certyfikowanie zawartosci minimum 10 pierwiastkow, 1 szt.
wielopierwiastkowy : statei (dvsk. foli
materiat odniesienia - W postaci stalej (dysk, folia),
- umozliwiajacy sprawdzenie aparatu,
- wraz z certyfikatem zapewniajacym spojnosc¢
pomiarowa,
- termin wazno$ci min. 2 lata od daty dostawy.
2.4 | Reduktor - do butli z helem (W 21,8 x 1/814 RH F DIN 477 nr 6), 1 szt.
3.0 | Komputer typu laptop
3.1 | Procesor X86-64 bit (wielordzeniowy). 1 szt.
3.2 | Pamig¢ RAM - DDR3
- nie mniej niz 8§ GB
3.3 | Dysk twardy - nie mniej niz 500GB pojemnos¢,
- nie mniej niz 32 MB cache
- 7200 obr/min.
3.4 | Naped optyczny Nagrywarka DVD +/- RW
3.5 | Karta graficzna - nie zintegrowana z ptyta gtdéwna,




3.6 | Karta dzwickowa TAK
3.7 | Ztacza nie mniej niz 4 ztgcza USB 2.0
3.8 | Karta sieciowa 10/100/1000 RJ45
3.9 | Matryca -wielko$¢ nie mniej niz 1577,
-wielko$¢ nie wigcej niz 18,
- nie dopuszcza si¢ matrycy blyszczacej (Glare).
3.10 | System operacyjny Najnowszy system operacyjny Microsoft Windows w 1 szt.
wersji Professional ( nie dopuszcza si¢ systemow z
rodziny VISTA) lub rownowazny, Wersja BOX
3.11 | Pakiet biurowy Zawierajacy edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, 1 szt.
prezentacje multimedialne i baz danych. Wersja BOX.
3.12 | Mysz laserowa 1 szt.
3.13 | Klawiatura Uktad klawiszy QUERTY 1 szt.
3.14 | Pozostate nosniki Zestaw nosnikow zawierajagcych wszystkie sterowniki i 1 szt.
programy uzytkowe niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania komputera i aparatu.
3.15 | Listwa Z zabezpieczeniem przeciw przepigciowym oraz liczbg 1 szt.
zabezpieczajaca gniazd umozliwiajaca jednoczesne podtaczenie
wszystkich elementow zestawu.
4 UPS Zasilacz awaryjny o parametrach pozwalajacych na 1 szt.
podtrzymanie pracy urzadzenia oraz komputera na czas
ich bezpiecznego wylaczenia, jednak nie krotszy niz 10
minut.
5 Dokumentacja - komplet instrukcji obstugi urzadzenia w jezyku 1szt.
techniczna oryginalnym i polskim (doktadne ttumaczenie wersji
oryginalnej) w wersji papierowej,
. . o 1 szt.
- wszelkie wymagane przez przepisy prawa $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.
6 Szkolenie Dla minimum 3 uzytkownikéw w miejscu instalacji, w
zakresie obstugi oraz BHP
7 Gwarancja Minimum 24 miesigce
8 Serwis Czas reakcji serwisu na zgloszenie nie dtuzszy niz 72

godziny.




Cze$¢ pierwsza zamowienia

Charakterystyka i tabela wymagan parametréw spektrometru wagi analitycznej

Lp. | parametr Wymagana charakterystyka*/minimalne Tlos¢ Oferowane**
wymagania (szt.) | parametry
Charakterystyka:
e  zakres wazenia min. 0 - 220g
e dziatka odczytowa d=0,1mg (w pelnym zakresie) oraz 0,01mg (w zakresie
min. 0-80g)
e dzialka legalizacyjna Img
e adiustacja wewnetrzna: automatyczna przy zmianie temperatury i
1 aktywowana przez uzytkownika 1
) o szalka o konstrukcji kratki / grilla (podwieszana na tylnej $ciance komory
wagowej, umozliwiajaca tatwe czyszczenie komory wagowej i redukujaca
wplyw ruchu powietrza na proces wazenia) z mozliwos$cig zmiany na
szalke pelng oraz mozliwo$cig uzycia akcesoriow utatwiajacych wazenie
np. kolb
e wyswietlacz dotykowy
e  oprogramowanie w jezyku polskim
2. Dodatkowe wymagania
2.1. | Certyfikacja CE (kopia deklaracji zgodnosci), Swiadectwo jakosci -
producenta w formie dokumentu. Pomimo, iz posiadanie
Certyfikatu 1ISO 9001 nie jest wymagane, w przypadku, gdy
proponowany producent posiada Certyfikat Systemu Jakos$ci
ISO 9001 prosimy o dotaczenie kopii tego certyfikatu
2.2. | Wzorcowanie | Wzorcowanie wykonane przez laboratorium akredytowane w
zakresie przedmiotowego wzorcowania
Swiadectwo wzorcowania
2.3. | Instalacja, Pomorski Urzad Celno — Skarbowy w Gdyni; Dzial -
sprawdzenie, Laboratorium, ul. P6tnocna 9A, 81-029 Gdynia przed
akceptacja, podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego.
2.4. | Miejsce Pomorski Urzad Celno — Skarbowy w Gdyni; Dzial -
dostawy Laboratorium, ul. Péinocna 9A, 81-029 Gdynia
2.5. | Czas dostawy | W ciggu 5 tygodni od dnia podpisania umowy. -
2.6. | Serwis Autoryzowany serwis gwarancyjny w Polsce. -
2.7. | Gwarancja Minimum jeden rok od daty podpisania protokotu zdawczo- -
odbiorczego.
2.8. | Warunki Czas odpowiedzi: w ciagu 48 godzin od zgloszenia (okres -
gwarancji gwarancji), w ciggu 72 godzin od zgltoszenia (okres
i serwisowania | pogwarancyjny).
Czas naprawy — w ciagu 14 dni.
2.9. | Szkolenie Szkolenie (1 dzien) min 6 uzytkownikow w miejscu instalacji -
(zawarte w cenie), dotyczace obstugi wagi.
2.10/ Instrukcja Komplet instrukcji obstugi w wersji oryginalnej_i jezyku -
obstugi polskim (doktadne thumaczenie wersji oryginalnej) na CD i w
wersji papierowej,
2.11] Rozpoczecie Caly dostarczony sprzet powinien by¢ gotowy do -
pracy sprzgtu rozpoczecia pracy po dostawie i instalacji.

* - wymagana charakterystyka: obligatoryjne parametry, ktore musza by¢ $cisle spetnione.

** - szczegblowo sprecyzowane przez oferenta, zawierajace typ/model. Informacja *’spetniony’’ lub *’tak’’

moze by¢ jako niewystarczajaca do oceny oferowanego sprzgtu.




